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NORMA BRANŻOWA BN-75 

Analogowe układy scalone 3375-26 
MIKROUKlADY Arkusz 03 

SCALONE Pomiar współczynnika 
zawartości harmonicznych h 

Grupa katalogowa XIX !l!;. 

1. Przedmiot normJ. Przedmiotem arkusza normy jest metoda pomiaru 
wsp6łozynnika zawartości harmonioznycB h analogowycb układ6w soa
lonyob w zakresie malej częstotliwości. 

2, Układ pomiaro., 
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G - źródło napięcia sinuaoidalnego, Z - źr6dlo napięcia Uee lub prądu lec' 

Vo - miarnik napięcia zmiennego wyjściowego Ue' R L - razystancja obci"tania, 

C
" 

Cz - pojemności spr~gająca. H - miernik współczynnika zawartości harmo-

nioznycb, U - badany ulcla. scalon! z elementami pomocniczymi. 

Pojemności sprzęgające stosuje się wtedy, gdy wejście lub wyjś
cie układu soalonego nie ma galwanioznego połąozenia z. wsp61nym 
wyprowadzeniem (masą). 

3. Wymagania dotyczące element6w układu pomiarowegp 
a) źródło napięcia sinusoidalnego powinno mieć zniekształoenia 

mniejs.e nit '/'0 mierzonej wartości współczynnika zniekształceń 

nieliniowycb , 
b) wap6łoaynoik aawartośoi barmonioznyob powinien byĆ mierzony w 

t.kim obszarze napięĆ zmiennycb na wyjściu, aby zmiana napięcia wy~ 
ściowego w granicaob ucbybu pomiaru nle powodowala zmian wartośoi 
.ap6lcz~nnika zawartośoi barmonioznych, 
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o) uchyb miernika w~p6łc&yDDikn zalarto~ci harmonic znych nie po
winien pr zekrac zać 10%, 

d) poj emnoś c i sprzęgające powinny spelniać warunki: 

X C1 =?; ~ P C, ~ O, 01 R I ( 1 ) 

x --_--'f1 __ ~ 0,01 Ro 
C2 2n pC? 

IV kt 6rych f p - o zęs totliVloM pomiarowa (podstawowa ). 

4 . Cr:ynno ści wykon;y~ ane _~~"i'_lli2.mial'z!ł 

a ) do układu pomi arowego podląo zy ć mi orllony układ soalony, 
b) włączyć napięcie zas ila j ące U c c , 

( 2 ) 

o ) us t awić wymagane wartośc i napi ę ci a zasilaj ącego U cc i napięcia 
wyjściowego UD' 

d ) zmier zy ć wsp ółc zynnik zawartości har oniaznych. 

5. Warunki pomiar u. W nor ma oh pr zedmiotowyc h lub innych szozeg6-
łowych warunkaoh pomiaru pow t noy być okr e{; lone wartości podane IV 
B-75/3375-26/00 p.2.11: 

- parametry generatora małe j c zęatotli\'JOśa i, tj. cz ęstotliwość po

miarowa i ewentualnie op orność wewnę trzna R
G

, 

- parametry obwodu wyj ś c iovlego, t j. napi ęcie Ivyj ś ciowe Uo i re
zy stancja obciążenia R

L
, 

- w przypadku gdy mi erzony układ Boalony jes t ukł adem złożonym, 

zawier ającym np . wzmacniacz p .oz . , detektor AM l ub FM , należy po
dać dodatkowe parame l;ry gene r a tora wie I lej c~ęsto t li~J oś oi: często

tliw(ł~ 6 pomi arową , głębokoDć modul a cji l b JClwiac j ę cz ęstotliwośc:!. 
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2. tlormy z lIIi 'lzane 

BN-75/3J75-26/ 00 An a logo,;" ukł~dy r;cHlone. M~~(/,iJ pomiaru parametró w elek-

t l"ycz,n.ych. PO!it.;)no\/ l enia v!:ólne 
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